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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 9: Permanence du marquage

AVANT-PROPOS

1) La C

gouvefnementales, en liaison avec la CEl, P efroitement
avec ['Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des co dltlon ixée entre les
deux ¢rganisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions™t 6 : , a mesure
du popsible un accord international sur les sujets étudiés, éta 5 i i intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études

3) Les dpcuments prodmts se presentent sous la forme € i i i . t publiés
comm q

4) Dans |e but d'encourager l'unification interhationa itésynati ! 3 bliquer de
fagon |[transparente, dans toute la mesure p
nationales et régionales. Toute divergence entre Ila i régionale
corre

5) LaC onsabilité
n’est

6) L’attemtion est attirée sur le fai i 8| é > i i vent faire
I'objetl de droits de prppriété 'ntellec f nue pour

respofsable de ne pas 3 identi ce.

la CEl:

documents suivants:

\ \/FDlS Rapport de vote

B 47/1604/FDIS 47/1620/RVD

Le texte

Le rappprt de<viate indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vofe ayant
abouti § I'approbation/de cette norme.

Cette méthode d'essais mécaniques et climatiques, relative a la permanence du marquage,
est le résultat de la réécriture compléete de I'essai contenu dans I'article 2 du chapitre 4 de
la CEIl 60749.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.
A cette date, la publication sera

e reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou

+ amendée.

Le contenu du corrigendum d’aolt 2003 a été pris en considération dans cet exemplaire.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 9: Permanence of marking

FOREWORD

1) The IBC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardi

participate in this preparatory work. International, governmental and no
with fhe IEC also participate in this preparation. The

2) The f rmal decisions or agreements of the IEC on technlc

from gll interested National Committees.
3) The dpcuments produced have the form of recommend Y
b 0 id d

4) In order to promote international unification, ndertake to apply IEC Int
Standprds transparently to the maximum ,ext in_their national and regional stand
divergence between the IEC Standard and the i ational or regional standard shall

5) The IEC provides no markiig p indi apr al and cannot be rendered responsib

6) Attentjon is drawn to the possibili 1 eleménts of this International Standard may be t}
of patent rights. The IEG be heldyresponsible for identifying any or all such patent rights.
Internatjonal Sta been prepared by IEC technical commi

tandard s, based on the following documents:

\ FDIS Report on voting
) 4T/1604/FDIS 47/1620/RVD

voting indicated in thé above table.
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ittee 47:

This mechanical and climatic test method, as it relates to the permanence of marking, is a

complete rewrite of the test contained in clause 2, chapter 4 of IEC 60749.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until

2007. At this date, the publication will be

e reconfirmed;

* withdrawn;

+ replaced by a revised edition, or
*+ amended.

The contents of the corrigendum of August 2003 have been included in this copy.
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, DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 9: Permanence du marquage

1 Domaine d’application

La prés

ente partie de la CEl 60749 a pour objet de vérifier que les marquages sur les

dISpOSItIfS a semlconducteurs ne dewendront pas |II|5|bIes Iorsqu |Is seront soumls aux
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 9: Permanence of marking

1 Scope

The purpose of this part of IEC 60749 is to test and verify that the markings on
semiconductor devices will not become illegible when subject to solvents or cleaning solutions

commo Y 0S€eG S BAY e ova >, SOTG€ » cd >, B Htea
assemb

This tes
process| monitor testing. The test should be considered
mechanjical rejects may be used for the purpose of this test.
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NOTE 1

Many a

NOTE 2 |The composition of solvents used in this standard, is\¢censidered typical and representative of ti

stringency as far as the usual coatings and marking

S@Hr ed.

2 Normative referen

The follpwing reference ispensable for the application of this do
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of the referenced docume N y amendments) applies.
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3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente partie de la CEI 60749, les termes et définitions suivants
s'appliquent.

3.1
solvant

A

mélange composé des éléments suivants:

— une partie en volume d’alcool isopropylique;

— trois parties en volume de white spirit (essences minérales volatiles) ayant un point
d’inflammation supérieur a 60 °C ou

— trois|parties en volume d’'un mélange de 80 % en volume de ké d’éthyl-
benzgne

NOTE I

3.2

solvant|B

solvant |[semi-aqueux, (défluxeur) par exemple, terpé alcools

de poid$ moléculaire élevé, etc., ou tout HCFC (hyd t agréeé

par I’agénce nationale de protection de I'environ

33

solvant|C

mélang¢ composé comme suit:

a) deyx parties en volum

b) ung partie en volume qd’étf ratoire);

c) ung partie en volu

NOTE Il gst recomm@q

3.4

brosse

brosse & dents a

NOTE I xtrémités

libres son t avec un

seul solv perte de

poils.

3.5

déplacement de la brosse

pour |'essai—de—+ésistance—auv—solvantle—deplacement—dela—brosse—seffectye—avec une

pression manuelle normale, environ 0,6 N a 0,8 N

NOTE Le déplacement se fait vers 'avant, sur la surface marquée du dispositif en essai.

4 Equipement

a) trois brosses, comme définies ci-dessus;

b) trois récipients (gobelets), au minimum de 400 ml a 500 ml, chacun en matériau non
réactif comme l'acier inoxydable, le naldéne ou le verre;

c) une plaque chauffante antidéflagrante capable de maintenir les solvants B et C aux
températures définies ci-dessus.
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3 Terms and definitions

For the

3.1
solvent
mixture

purpose of this part of IEC 60749, the following terms and definitions apply.

A
consisting of the following:

— one part by volume of isopropyl alcohol;

— three parts by volume of volatile petroleum spirits with a flash point greater than 60 °C, or

L1 1

— thre
ethyl

NOTE T

3.2
solvent|

semi-aqueous based solvent, (defluxer), e.g. a terp

molecul
HCFC (

3.3

solvent
mixture
a) two
b) on€g
c) ong
NOTE T

3.4
brush
toothbrd
NOTE T

substanti
any evide

3.5

VI 1 £ ot £an o 1 (e v . VAR
palits Uy VUIUITIC Ul a TTHTAWUTT U1 oU 7o Dy VUIUITIC Ul RCTUSCIIC dll <U~o Uy VU

benzene

he solvent should be maintained at a temperature of 20 °C to 30 °C.

B

ar weight alcohols, etc., or any equivalent nati

her (laboratory reagent grag

bory reagent grade).

uSh should be used exclusively with a single solvent and whg
ear, or loss of bristles, it should be replaced.

brush dtro

brush s
to 0,8 N

NOTE T
tested.

lume of

s, high
pproved

e);

hould lie
n there is

y 0,6 N

he\bfush stroke is directed in a forward direction, across the symbolized surface of the deV

ice being

4 Equipment

a) three brushes as defined above;

b) three containers (beakers), a minimum of 400 ml to 500 ml in size, each made from non-
reactive materials such as stainless steel, naldene, or glass;

c) an explosive-proof hot plate capable of maintaining solvents B and C at the temperatures
defined above.
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